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Specialni zdroje — zakazkové reseni

Zdroje pro:

zkousky vinutych prvku pro ménic¢e s modernimi polovodici (SiC)

- testovani a kalibrace motorovych spoustécu (ochrana proti pfetizeni)
- testovani vyvev

- bunkoveé zdroje

- trojfazovy ,laboratorni“ burikovy zdroj s moznosti DC vystupu
- testovani asynchronnich motoru

- spoluprace na vyvaiji tretich stran
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Zdroj pro zkousky vinutych prvku

Zadani:

» zdroj pro oteplovaci zkou$ky transformatort a tlumivek s nastavitelnymi parametry,...
« vystupni napéti do 900 V

» frekvence do 100 kHz

* Vykon cca 500 W

« Vystupni napéti sinus, obdélnik, pila...
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Parametry zdroje

Pozn.:

Zdroj pro zkousky vinutych prvku

Zdroj obdélnikového napéti
Frekvence 20 kHz az 100 kHz

Rozsahy napéti a proudu

Napétovy rozsah [V]
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Moznost nastaveni pracovni stridy

Dva typy modulace (unipolarni a bipolarni)

Rychla nadproudova ochrana

Moznost pfipojeni k osciloskopu — orientacni méfeni vystupniho proudu

Efektivni hodnota odpovida uvedené amplitudé pouze pro trojuhelnikovy prabéh proudu (tedy pfi plné otevieném ménici).
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Zdroj pro zkousky vinutych prvku

Technickeé reseni
- Snhaha pouzit jiz existujici méni¢ — pozadavek zakaznika na cenu
- Usmérmovac¢ — zvySova¢ — H mustek — vystupni transformatory

- SIC polovodice

- Transformatory vlastni konstrukce
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Zdroj pro zkousky vinutych prvku
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Zdroj pro zkousky vinutych prvku

Uamp = 180V, f = 20 kHz, Ip = 80 A Uamp = 100V, f = 100 kHz, Ip = 80 A
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Zdroj pro zkousky vinutych prvku
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Uamp = 1000 V, f = 20 KHZ, Ip = 10 A Uamp = 1000 V, f = 100 kHz, Ip = 25 A
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Zdroj pro zkousky vinutych prvku

Kmity na napeti a proudu

* V radu desitek MHz — prepinaci d€j tranzistoru

« Vadu jednotek MHz — vliv parazitni kapacity vinuti.

« Ampl. frekvencni charakteristika transf. / transf se zkousenou tlumivkou:
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Zdroj pro zkousky vinutych prvku

Kmity na napéti a proudu
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Zdroj pro testovani a kalibrace motorovych /spoustecu

Zadani:
« Trojfazovy napétovy zdroj s nastavitelnym napétim 0 — 450 V. THDu do 3 % pfi lin. zatézi.
« Trojfazovy proudovy zdroj s rozsahy 10 A, 100 A a 300 A. THDi do 3 % pfi lin. zatézi.

« Zdroj musi umoznit nezavislé nastaveni napéti a proudu a jejich vzajemného fazového

posuvu pro simulaci méreni pfi rGzném udiniku
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Zdroj pro testovani a kalibrace motorovych spoustecu
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Zdroj pro testovani vyvev

Parametry zdroje:

« Zdroj pro testovani vyvév — nahrada za komercné dostupny meénic

* Vstupni napajeni 3x 400 V, £10 %, 50 Hz

* Rozsah vystupniho napéti 3x 0 V — 460 V AC, 10 Hz — 65 Hz, THDu < 3% v rozsahu 200 V — 460 V.
* Lze volit libovolné U v f v libovolném poméru

» Vystupni proud 20 A trvale, pfi rozbéhu az 30 A

* Vystupni vykon omezen na 5 KVA UDe2
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Zdroj pro testovani vyvev
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Bunkove zdroje — trojfazovy
Jaboratorni® bunkovy zdroj

Parametry zdroje:

- Vstupni napéti 3x 400 V / 50 Hz
- Vystupni sdruzené napeti 0 V — 400 V (teoreticky %

- Vystupni vykon 5 kVA
- KmitoCet 0 Hz - 60Hz
- KmitoCet nezavisly na napéti

- Moznost generovat DC napéti

Konference ERU 2024
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Bunkove zdroje — trojfazovy

Jaboratorni® bunkovy zdroj

Ideové schéma:
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Bunkové zdroje — trojfazovy
Jlaboratorni® bunkovy zdroj

Unipolarni rizeni:
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Bunkové zdroje — trojfazovy
Jlaboratorni® bunkovy zdroj
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Bunkove zdroje — zdroj pro zkousky
asynchronnich motoru

Vystupni parametry:

- Napéti 0 V—-1000 V, bez prepinani rozsahu
- Proud 200 A (S = 346 kVA)

- KmitoCet 0 Hz - 200Hz

- KmitoCet nezavisly na vystupnim napéti

- Zkresleni THDu 3% v rozsahu 50 V — 1000 V

Konference ERU 2024
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Bunkoveé zdroje — zdroj pro zkousky
asynchronnich motoru
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Ideové schéma bunky

- Napéti v DC meziobvodu cca 600V

- Bézné dostupné soucastky ( zavérné napéti 1200 V)
- Rozméry 500 x 500 x 250mm

- Hmotnost 22kg

00

il

N/

AC

AC

i ERU

Konference ERU 2024



/P ELCOM i ERU

Bunkove zdroje — zdroj pro zkousky
asynchronnich motoru
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Bunkove zdroje — zdroj pro zkousky
asynchronnich motoru

Unipolarnl Fizeni:
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Bunkoveé zdroje — trojfazovy
Jaboratorni” bunkovy zdroj

Vystupni fazové napéti Vystupni fazové napéti U/U, (M = 1)
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Bunkoveé zdroje — trojfazovy
Jaboratorni” bunkovy zdroj

Vystupni sdruzené napéti Vystupni sdruzené napeti Us/Uy (M = 1)
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Spoluprace na vyvoiji tretich stran
Zadani:

- Pozadavek zakaznika na vyvoj laboratorniho modulu stfidace
- Ctyfi jednofazové vystupy 400 V cca 16 A

- DC brzda v meziobvodu

- Ridici elektronika v&etn& mikrokontroleru

- Ridici systém musi byt otevien k realizaci / ovéfeni vlastnich

regulacnich algoritmu zakaznika

Konference ERU 2024
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Spoluprace na vyvoiji tretich stran
Reseni:

- Vykonova Cast — 4x 1f stfidac, SIC

- Deska interface mezi MCU a stfidacem

- Interface obsahuje HW ochrany (prepeti v meziobvodu, nadproud s
detekci polarity, saturacni ochrany, automatické spinani DC brzy, teplotni
ochrana) s HW kvitovanim tlaCitkem

- Galvanicky oddélena komunikacni linka

- Deska interface je pripravena k osazeni komercéné dostupnou deskou s

MCU

Konference ERU 2024



(O ELCOM i ERU

Spoluprace na vyvoji tretich stran
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Dekujeme za pozornost
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